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Glowica fluorescencyjna do radiometrycznej analizy sktadu chemicznego materiatow

Przedmiotem wynalazku jest gtowica fluorescencyjna do radiometrycznej analizy sktadu chemicznego
probek ciektych lub proszkowych, znajdujaca zastosowanie do oznaczania zawartodci pierwiastkéw o liczbie

porzadkowej Z wigkszej od 18 metoda niedyspersyjnej rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z wykorzystaniem
radioizotopow. .

Znana gtowica do radiometrycznej analizy sktadu chemicznego prébek zawiera, osadzong na pionowo
usytuowanej osi, kotowa wktadke pomiarowg z dwoma gniazdami prébek. Gniazda s3 usytuowane na przeciw
siebie, po obu stronach osi. O§ wktadki jest utozyskowana w ten sposdéb, w poziomych scianach otwartej
z jednego boku obudowy, Zze cze$c¢ kotowej wkiadki znajduje sie na zewnatrz obudowy. W obudowie, pod
kofowa wktadka, jest usytuowane zrédto promienio'wan'ia oraz podwojny licznik proporcjonalny. Ponadto pod
wktadkg pomiarowa, jest osadzona wspdtosiowo obrotowa tarcza z sze$cioma symetryCznie umieszczonymi
gnfazdami na filtry. Niedogodnoscig tef gfowicy jest zaweZony zakres zastosowania, spowodowany brakiem
mozliwosci sekwencyjnej pracy gtowicy z kilkoma zrddtami promieniowania. Ponadto brak regulacji odlegtosci
okienka licznika wzgledem gniazda probki utrudnia optymalny dobdr tej odlegtosci przy oznaczaniu zawartosci
réznych pierwiastkéw w badanej prébce. ' _

Celem wynalazku jest usuniecie wymienionych wad. Cel ten zostat osiggnigty za pomoca glowicy
fluorescencyjnej do radiometrycznej analizy sktadu chemicznego wedtug wynalazku, zawierajacej usytuowane
w jej obudowie, pod gniazdem probki badanej, jedno z gniazd filtréw, rozmieszczonych wsp6tsrodkowo na
obrotowej tarczy filtrow. Pod gniazdem filtra jest umieszczony licznik proporcjonalny. Natomiast pomiedzy
gniazdem probki nadanej i gniazdem filtra znajduje sie jedno z gniazd Zrédet promieniowania, rozmieszczonych
wspotsrodkowo na obrotowej tarczy zrdédet. Tarcza filtrdw i tarcza Zrocet sg osadzone na utozyskowanych
w obudowie osiach z pokrettami, usytuowanymi na zewnatrz.obudowy. O$ tarczy Zrddet jest sprzezona
roztgcznie z tarczg ochronnych pojemnikdw nasadowych, za pomocg potaczenia wpustowego. Tarcza ochron-
nych pojemnikéw nasadowych znajduje sie nad tarczg Zrédet ijest zamocowana na trzpieniu, osadzonym
przesuwnie w obudowie. Ochronne pojemniki nasadowe znajdujg sie¢ nad wspornikami, usytuowanymi pod
obrotowg tarczg zrédet. Gniazdo prébki badanej jest wykonane w osadzonym na bolcach prowadzacych stoliku,
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wyposazonym w $ruby mikrometryczne. W gnieZdzie tym jest osadzona wymienna wktadka kwasoodporna
z okienkiem przezroczystym dia iierzonego promieniowania, za$ otwOr w obudowie, nad gniazdem prébki
badanej, iest zakryty kapturem ochronnym. Gtowica fluorescencyjna do radiometrycznej analizy sktadu
chemicznego, wed{ug wynalazku, zapewnia petne bezpieczenstwo obstugi podczas pracy lub transportu.

Gtowica fluorescencyjna do radiometrycznej analizy sktadu chemicznego, wedtug wynalazku, jest
przedstawiona w przykiadzie wykonania na rysunku, na ktorym fig. 1 przedstawia gtowice w przekroju
pionowym przez of tarczy filtréw io0$ tarczy Zrddet, afig. 2 przedstawia gtowice w przekroju podtuznym
wzdtuz linii A—A.

Przedmiot wynalazku zawiera usytuowane w obudowie 1, pod gniazdem probki badanej 2, jedno z gniazd
filtréw, rozmieszczonych wspétsrodkowo na obrotowej tarczy 3 filtréw. Pod gniazdem filtra jest umieszczony
licznik proporcjonalny 4, natomiast pomiedzy gniazdem probki badanej 2 i gniazdem filtra znajduje sie¢ jedno
z gniazd 2r6det promieniowania, rozmieszczonych wspétsrodkowo na obrotowej tarczy 5 zrédet. Taicza 3
filtrow itarcza B 2zrédet sa osadzone na.utozyskowanych w obudowie 1 osiach 6 i7 z pokrettami 8 i 8,

usytuowanymi na zewngtrz obudowy 1. 0§ 7 tarczy 5 Zrodet jest sprzeZona roztacznie z tarczg 10 ochronnych
‘ pojemnikéw nasadowych 11, za pomoca potaczenia wpustowego 12. Tarcza 10 znajduje si¢ nad tarcza 5 i jest
zamocowana na trzpieniu 13, osadzonym przesuwnie w obudowie 1, za$§ ochronne pojemnilgi nasadowe 11
znajduja sie nad wspornikami 14, usytuowanymi pod obrotowg tarczg 5 zrédet. Gniazdo probki badanej 2 jest
wykonane w osadzonym na bolcach prowadzacych 15 stoliku 16, wyposazonym w $ruby mikrometryczne 17
przy czym w gniezdzie brébki badanej 2 jest osadzona wymienna wktadka kwasoodporna 18 z okienkiem
przezroczystym dla mierzonego promieniowania, a otw6r w obudowie 1 nad gniazdem probki badanej 2, jest
zakryty Kapturem ochronnym 19.

Analize sktadu chemicznego danej probki za pomoca gtowicy fluorescencyjnej do radiometrycznej analizy
sktadu chemicznego wedtug wynalazku, przeprowadza sie kolejno dla okreslonych pierwiastkdw lub ich grup,
metoda niedyspersyjnej rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Majac wytypowany pierwiastek dobiera sie

odpowiednie 2rodto promieniowania z pos$réd Zrodet w obrotowej tarczy 5 i ustawia sie je pod gniazdem
probki badanej 2. Nastgpnie dobiera sie odpowiedni filtr z posréd filtréw obrotowej tarczy 3 i naprowadza sie go
pod dobrane zrédto promieniowania, Z kolei za pomocg licznika proporcjonalnego 4 i wspdtpracujacego z nim
spektrometru wykonuje sie pomiar natgzenia rentgenowskiego promieniowania fluorescencyjnego wytypowanego
pierwiastka. Pomiar nateZenia rentgenowskiego promieniowania fluorescencyjnego innych pierwiastkéw przepro-
wadza sie w analogiczny sposdb.

Zastrzezenie patentowe

Gtowica fluorescencyjna do radiometrycznej analizy sktadu chemicznego materiatéw zawierajaca usy-
tuowane w jej obudowie, pod gniazdem prébki badanej, jedno z gniazd filtréw, rozmieszczonych wspétsrodkowo
na obrotowej tarczy filtrow, oraz umieszczony pod gniazdem filtra licznik proporcjonalny, znamienna tym, ze
pomiedzy gniazdem probki badanej (2) i gniazdem filtra znajduje sie jedno z gniazd zrédet promieniowania,
rozmieszczonych wspOtsrodkowo na obrotowej tarczy (5) zrodet, przy czym tarcza (3) fiitrow i tarcza {5)
Zrodet sg osadzone na utozyskowanych w obudowie (1) osiach (6 i 7) z pokretiami (8 i 9) usytuowanymi na
zewnatrz obudowy (1), zas o§ {7) tarczy (5) zrodet jest sprzezona roziacznie ztarcza (10) ochronnych
pojemnikow nasadowych (11) za pomocy potaczenia wspustowego (12), przy czym tarcza (10) znajduje sie nad
tarczg (5) i jest zamocowana na trzpieniu (13), osadzonym przesuwnie w obudowie (1), zas ochronne pojemniki
nasadowe (11) znajdujg sie nad wspornikami (14), usytuowanymi pod obrotowg tarczg (5) zrddet, a gniazdo
probki badanej (2) jest wykonane w osadzonym na bolcach prowadzacych (15) stoliku (16), wyposazonym
w Sruby mikrometryczne {17), ijest w nim osadzona wymienna wktadka kwasoodporna (18) z okienkiem
przezroczystym dia mierzonego promieniowania.
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